TECNICAS EXPERIMENTAIS

Nivel: Mestrado Académico

Obrigatéria: Nao

Carga Horaria: 60

Créditos: 4

Ementa:

Pré-requisito: Nao

Difracdo de Raios X. Microscopia Optica e Eletrénica. Microscopia de Forca Atdémica e
Tunelamento. Andlise Térmica. Espectroscopia Optica nas Regides do Visivel e
Infravermelho.  Espalhamento Raman. Ressonancia Magnética Eletronica.
Magnetometria. Magnetoresisténcia. Birrefringéncia.
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